
第 15 回日本非破壊検査工業会技術討論会 

討論テーマ「腐食とスクリーニング」 

  

≪プログラム≫ 

主催  一般社団法人 日本非破壊検査工業会 

共催  一般社団法人 日本非破壊検査協会九州支部 

協賛  一般社団法人 日本非破壊検査協会 

協賛  公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 

協賛  中国地方非破壊検査技術振興会 

後援  北九州市 

後援  公益社団法人 腐食防食学会 

                                           

開催日時 令和元年 8 月 29 日（木） 10 時 30 分～16 時 50 分 

会 場  北九州市戸畑市民会館（ウェルとばた）中ホール （北九州市戸畑区汐井町 1-6） 

 

司会進行    株式会社ウィズソル 清水 重之 

 

＜開会宣言＞         10：30～10：35 技術討論会実行委員会委員長 谷本 達朗 

＜理事長挨拶＞        10：35～10：40 日本非破壊検査工業会理事長 松村 康人 

 

＜基調講演＞ 10：50～12：20         

10：50～12：20 

「鋼構造物の部位レベルにおける腐食損傷，その要因と腐食進行性の定量評価」  

九州大学大学院工学研究院 貝沼 重信 

 

＜昼休み＞ 12：20 ～ 13：15 

 

＜技術講演＞ 13：15～１4：45   

13：15～１4：00 

「渦電流探傷法を用いた地際腐食検査手法の鋼製橋脚地際部への検証事例」 

日本電測機株式会社       永野 徹 

日本ファブテック株式会社  細見 直史 

14：00～１4：45 

「道路照明灯の今後の維持管理について」 

                     北九州市建設局   宮野 謙剛  

 

＜休憩＞ 14：45 ～ １5：00 

 

＜技術講演＞ 15：00～１5:45   

15：00～15：45 

「効率的な腐食検査手法の紹介」 

     株式会社ウィズソル  永田 博幸 

 

＜休憩＞ 15：45 ～ １6：00 

 

＜ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ＞ 16：00～１6：45  コーディネーター  今川 幸久（新日本非破壊検査㈱） 

  

パネリスト：九州大学 大学院工学研究院 貝沼 重信、北九州市建設局 宮野 謙剛 

日本電測機㈱ 永野 徹、日本ファブテック㈱ 細見 直史、㈱ウィズソル 永田 博幸 

   

＜閉会宣言＞  16：45～１6：50 技術部会長  長岡 康之 

懇親交流会 

17:10～19:00 多目的ホール 


